== e

Opublikowano dnla 10 grudnia 1957 r.

IBIBILITSTEK,

5|"r1<-’._.“ '/ rentowego
oA s apalitg L

'POLSKlEj RZECZYPOSPOLITE] LUDOWE]

OPIS PATENTOWY

e 2940

Nr 40371

Kl 21 ¢, 32~

Zaklady Wytwércze Aparatury Niskiego Napiecia A-117)

£.6dzZ, Polska

Przyrzqd do sprawdzania i ustalania liczby zwojéw w cewce

Patent trwa od dnia 10 marca 1956 r.

Wynalazek dotyczy przyrzadu do okre§lania,
czy liczba zwojéw w wykonanej cewce jest
wlasciwa.

Liczbe zwojow w cewce mozna okres§laé réz-
nymi metodami.

Jedna z nich polega na mierzeniu oporno$ci
cewki i wyliczaniu liczby zwojéw na podstawie
znanego przekroju drutu i jego opornosci wilas-

‘ciwej. Podawane w tabelach dane o oporno$ci

wlasciwej drutu nawojowego dotycza opornoSci
drutu z metalu wzorcowego, tymczasem prak-
tycznie oporno§é wiasciwa drutu nawojowego
znacznie odbiega od tych danych, wskutek cze-
go metoda ta prowadzi do wynikéw blednych.
Aby otrzymaé¢ dokladniejsze wyniki konieczne
jest doraZne sprawdzanie oporno$ci wlasciwej
drutu nawojowego co jest ‘bardzo kilopotliwe.
Metoda ta wymaga diugich obliczen.

Inna znana metoda polega na tym, Ze badang

*) Wladciciel patentu o$wiadczyl, ze twérca
wynalazku jest inZz. Jerzy Kronenberg.

cewke naklada sie na rdzen, w ktérym wzbudza
sie strumien elektromagnetyczny i mierzy sie
napiecie powstajgce na zaciskach cewki badanej.
Wskutek niejednakowych rozproszen pola w
cewce badanej i cewce wzbudzajgcej, wywola-
nych réinica wymiaré6w geometrycznych tych
cewek i ewentualng niesymetriag w umieszcze-
niu tych cewek na rdzeniu otrzymane wyniki
nie sa dokladne. Scisloé¢ wynikéw pogarsza sie
przy tym przez to, ze pomiaru dokonuje sie przy
wlgczeniu w obwéd woltomierza, ktéry wskutek
niedostatecznie duzej swej opornosci wskazuje
raczej napiecie, a nie sile elektromotoryczng
cewki.

Przedmiotem wynalazku jest przyrzad do
ustalania liczby zwojéw w cewce badanej przez
kompensacje sit elektromotorycznych cewki ba-
danej i cewki wzorcowej, w ktérych sily elek-
tromotoryczne s3 wzbudzane przez strumien
elektromagnetyczny wytwarzany za pomocq
przesuwnej cewki wzbudzajacej umieszczonej
razem z cewka badang i cewka wzorcowa na
wspélnym rdzeniu.
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. Ptzyrzad wedtug wynalazku jest uwidocznio-
ny na rysunku schematycznym, na ktérym
fig. 1 przedstawia ideowy schemat urzadzenia,
a fig. 2 — szczego6l skali pomiarowej.

" Przyrzad posiada rdzen zamkniety, wykonany
z blach transformatorowych, skladajacy sie ze
stupkéw 1 i 2, jarzma 3 i odejmowanej zwory 4.
Na jarzmo 3 natozona jest cewka wzbudzajgea 5
zasilana z sieci prgdu zmiennego, za pomocg
rrzewodéw zaopatrzonych w wylacznik 6. Cew-
ka 5 moze byé przesuwana wzdiuz jarzma 3
za pomoca Srhiby pdciagowej 7, zaopafrzonej w
pokretke 8.

Na stupek 1 naklada sie cewke wzorcowsa 9,
a na stupek 2 cewke bading 10. Kofite ceéwek
9 i 10 laczy sie z przewodami gietkimi 12 za po-
mocg zaciskéw zabkowych 11. Cewki 9 i 10 s3
ze sobg polaczone przeciwsobnie. W ich obwbd
wlgcza sie mikroamperomierz magnetoelektrycz-
ft¥ 13 poprzez prostownik stykowy 14. Mikro-
ampéromierz, w celu otrzymania zmiany jego
czulosci, jest bbczhikowany zd pomocg oporni-
kéw 15 o réinej oporno$ci, wylgczanych stop-
niowo z obwodu za pomocg przycisku guziko-
wego 16.

Z przesuwng cewka wzbudzajaca 5 zwigzana
jest wskazGiwka 17; przésuwajges siké wzdluz
skali 18. Skala 18 jest osadzona przesuwnie na
plytce wsporczej 19 i jest zaopatrzona w dwu-

kierunkowg podziatke procentowa 20 z umiesz- .

czonymi po jednej stronie punktu zerowego
wafttodciami dodatnimi, 4 po dfugiej ujemhyii.

W celu wyprowadzenia wskazafi mikroampe-
romierza 13 z ohszaru jego najmniejszej czu-
lo§c1, cewki 9 i 10 s3 nakladane na wspomlkl
214 22 umxeszczone na réznych poziomach na
stupkach 1 i 2, co powoduje asymetrie ukladu
elektromagnetycznego.

Spos6b postugiwania sie przyrzadem wedlug
wynalazkU opisano pottizej. Po odjeciu zwory 4,
nia obydwa stupki 1 i 2 naklada sie dwie $ciSle
jédnakowe cewki wzorcowe i nastepnie po zam-
.Knieciu zwory 4 i polaczeniu koncéwek cewek
przeciwsobnie, co si¢ poznaje po braku odchy-
lania sie wskazéwki rhikroamperomierza 13 bez
naciskania na przycisk 16, naciska si¢ na przy-
cisk 16 i obracajgc pokretkg 8 sprowadza sie
wskazanie mikroamperomierza 13 do jak naj-
mniejszej warto$ci. Nastepnie przesuwa sie ska-
le 18 ustawiajac jej punkt zerowy pod wska-
26wkg 17. W ten sposéb ustalony zostaje punkt
zerowy waskazan przyrzadu przy danej cewee
wzorcowej umieszczonej na stupku 1.

Po zamianie cewki wzorcowej umieszczonej
na slupku 2 na cewke badang sprawdza sie
przeciwsobnos$¢ polaczen. Naciskajgc stopniowo
ra przycisk 16 za pomocg pokretki 8 doprowa-
dza sie wskazania mikroamperomierza 13 do
jak najmniejszego wychylenia i odczytuje przy
tym wskazania wskazéwki 17 na skali 18 od
razu w procentowej réinicy liczby zwojéw po-
miedzy liczbg zwojéw cewki wzorcowej a liczbg
zwojéw cewki badanej, przy czym znak + lub —
na podzialce wskazuje czy liczba zwojéw w cew-
ce badanej jest wieksza czy tei mniejsza od
liczby zwojéw w tewte wzorcowej.

Stosowane cewki wzorcowe powinny posiadaé
eisle okfeSlong i jednakowa liczbe zwojéw,
a kazda cewke badang nalezy przed tym spraw-
dzi¢ na brak zwojéw zwartych.

Dokladnesé wskazan przyrzgdu wedtug wyna-
lazku jest duza. Na przykitad przy cewce o 3000
zwojow dokladnoéé wynosi * 0,25%, czyli = 8
Zwojéw, a przy cewce o 10 000 zwojéw doklad-
no$é wynosi = 0.75% . czyli £ 75 zwojoéw.

Zastrzezenia patentowe

1. Przyrzad do sprawdzania i ustalania liczby
Zwojéw W cewce, znamienny tym, Ze na ja-
rzmo (3) rdzenia zamknietego natozona jest
priésuwha eéwks wrzbudzajgea (5); zwigzana
ze wskazéwka (17), przesuwang wzdluz ska-
i (18), wraz z cewka (5) za pomocg Sruby
pocl_qgowej (7), a na stupki (1 i 2) tegoz rdze-
nia: i'xalozone sq cewka wzorcowa (9) i cewka
ba&&ﬁd (10), przy czym cewki (9 t 10) sg ze
sdﬁﬁ Polgézotie prieciwsobmie i w ith bbw6d
wlaczony jest mikroamperomierz magneto-
eleltFfcsny (13) popfzezr prostowtiik stykowy
(14), bocznikowany za pomocy opornikéw (15),

2. Pfz¥fzad wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
%e skala (18) jest osadzona przesuwrie na
plytee wsportze] (19) 1 jest zaopatrzona w
potizialke procentowsa (20) z umiesztzonymi
po jednej stronie od punktu zerowego war-
toSciami doddtnimi, a po drugiej ujemnymii.

3. Przyrzad wedlug zastrz. 1 i 2; znarhienny

tym, 2e cewki (9 i 10) &5 nalozone na wspor-

niki (21 i 22); umieszezone na réinym pozio-
mie stupkéw (1 1 2y rdzeriia zamknietego.

4. Przytzad wedlug zastrz. 1=3, znamienny

tym, & oporniki (15) sg wylgczdane stopniowo

z obwodu zd poinoca odpowiedniego priy-

cisku gurikowego (16).
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